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Materialanalys med
rontgenfluorescens

Bakgrund

Om man bestralar ett material med rontgenstralar, kan
en elektron lamna atomen sa att den blir en jon. Da
kan en annan elektron ta den tomma platsen, och
energin som blir 6éver skickas ut som en foton. Den
stralning som skickas ut ar karaktaristisk for det
grundamnet. Den har principen anvands i
rontgenfluorescens-spektroskopi (XRF) for att ta reda
pa vilka grundamnen ett material bestar av. Med en
liten handhallen spektrometer kan man snabbt ta reda
pa sammansattningen av alla méjliga foremal.
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Uppgift
Formulera en egen fragestalining om sammansattningen av
vardagliga féremal och undersok det med hjalp av XRF.

Alternativt studera prover fran metallurgisk industri, t ex
stal, slagg och liknande.
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